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Resumen

Las imagenes de la microscopia de fuerzas magnéticas (MFM) estandar muestran la densidad de polos magnéticos
en la superficie [1]. El analisis de las imagenes de la energia de disipacion obtenidas al usar diferentes modos de
medida en nc -MFM [2:3] puede suministrar informacion (til sobre los procesos de informacion magnética [4] en
el rango de la nanoescala.

En este trabajo ha sido caracterizada por MFM una muestra multicapa de CoNi. Dicha muestra presenta una alta
anisotropia perpendicular, esto es, se puede observar una distribucion de los dominios con la imanacidn apuntando
en la direccion perpendicular a la muestra (Fig la). La sefial registrada del MFM es el desplazamiento en
frecuencias medido a una distancia de unas pocas decenas de nandmetros durante el retrazado. Ademas, también
se registra simultaneamente la variacion de la amplitud, lo que hace posible calcular la potencia disipada. Con el
objetivo de distinguir los efectos magnéticos de otros con distinto origen disipativo, hemos evaluado dicha
disipacion variando la distancia, la humedad ambiental [5] y los campos magnéticos externos. El contraste
magnético observado en los mapas de disipacion (Fig. 1b) se encuentra confirmado por calculos numéricos
micromagnéticos (Fig.1c).

a »
-

"

lt«.

Dissipation in bright doemains |

\ | = Dissipation in dark domains n
&

t
U

Dissipated power (p\W)

ﬁn 3 40 s 60
Tip-sample distance {nm)

21
K

Referencias:

[1] A. Asenjo, M. Jaafar, D. Navas and M. Vazquez J. Appl. Phys. 100 (2) 023909 (2006)

[2] R. Garcia and R. Perez, Surf. Sci. Rep. 47, 197 (2002); R. Garcia, R. Magerle and R. Pérez, Nature Materials 6,
405 (2007).

[3] J.P. Cleveland, B. Anczykowski, A.E. Schmid and V.B.Elings, Appl. Phys. Lett. 72 (20) 2613-2615 (1998)

FyT2008 22-25 de Septiembre del 2008 Segovia-Esparia



Poster
[4] P. Griitter, Y. Liu, P. LeBlanc, U.Diirig, Appl. Phys. Lett, 71,279 (1997);
B. C. Stipe, H. J. Mamin, T. D. Stowe, T.W. Kenny, and D. Rugar, Phys. Rev. Lett. 86, 2874 (2001).
[5] E. Sahagun, P. Garcia-Mochales, G. M. Sacha and J. J. S&enz; Phys. Rev. Lett. 98, 176106 (2007)

FyT2008 22-25 de Septiembre del 2008 Segovia-Esparia



